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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２３５１在《识别卡　无触点的集成电路卡　邻近式卡》总标题下拟分为下列４个部分：

———第１部分：物理特性；

———第２部分：空中接口和初始化；

———第３部分：防冲突和传输协议；

———第４部分：扩展命令集和安全特性。

本部分为ＧＢ／Ｔ２２３５１的第１部分。

本部分等同采用国际标准ＩＳＯ／ＩＥＣ１５６９３１：２０００《识别卡　无触点的集成电路卡　邻近式卡　第

１部分：物理特性》（英文版）。

为便于使用，对于ＩＳＯ／ＩＥＣ１５６９３１：２０００，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｂ）　删除国际标准的前言，修改了ＩＳＯ／ＩＥＣ１５６９３１：２０００的引言。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ是资料性附录。

请注意本部分的某些内容有可能涉及专利，本部分的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国电子技术标准化研究所。

本部分主要起草人：耿力、夏娣娜、袁理、冯敬、金倩。
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引　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２３５１是描述ＧＢ／Ｔ１４９１６定义的识别卡的参数和国际交换中识别卡使用的系列标准之一。

ＧＢ／Ｔ２２３５１的本部分描述了邻近式卡的物理特性。

本部分不排斥卡的其他技术标准，例如在资料性附录Ａ中引用的标准。

无触点的集成电路卡标准涵盖了ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４４３（接近式卡）和ＧＢ／Ｔ２２３５１（邻近式卡）收录的各

种类型卡。它们分别工作在与关联的耦合设备接近和较远距离的情况下。

ＧＢ／Ｔ２２３５１允许邻近式卡在符合ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４４３标准的无触点集成电路卡的环境里工作。
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识别卡　无触点的集成电路卡　邻近式卡

第１部分：物理特性

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２３５１的本部分规定了邻近式卡（ＶＩＣＣ）的物理特性。它适用于在耦合设备附近操作的ＩＤ１

型识别卡。

本部分应与ＧＢ／Ｔ２２３５１的后续各部分相结合起来加以使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２３５１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１４９１６　识别卡　物理特性（ＧＢ／Ｔ１４９１６—２００６，ＩＳＯ／ＩＥＣ７８１０：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７５５４．１　识别卡　测试方法　第１部分：一般特性测试（ＧＢ／Ｔ１７５５４．１—２００６，ＩＳＯ／ＩＥＣ

１０３７３１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６，ＩＥＣ

６１０００４２：２００１，ＩＤＴ）

ＩＳＯ／ＩＥＣ１０３７３７　识别卡　测试方法　第７部分：邻近式卡

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２２３５１的本部分。

３．１

集成电路　犻狀狋犲犵狉犪狋犲犱犮犻狉犮狌犻狋（狊），犐犆

用于执行处理和／或存储功能的电子器件。

３．２

无触点的　犮狅狀狋犪犮狋犾犲狊狊

无需使用通电元件完成与卡交换信号和给卡供应能量（即，不存在从外部接口设备到卡内所包含集

成电路的欧姆性通路）。

３．３

无触点的集成电路卡　犮狅狀狋犪犮狋犾犲狊狊犻狀狋犲犵狉犪狋犲犱犮犻狉犮狌犻狋（狊）犮犪狉犱

一种ＩＤ１型卡（如ＧＢ／Ｔ１４９１６中所规定），在它上面已装入集成电路，并且与集成电路的通信是

用无触点的方式进行的。

３．４

邻近式卡　狏犻犮犻狀犻狋狔犮犪狉犱；犞犐犆犆

一种ＩＤ１型卡，其中已装入集成电路和耦合手段，与集成电路的通信是通过与邻近式耦合设备中

的电感耦合进行的。

３．５

邻近式耦合设备　狏犻犮犻狀犻狋狔犮狅狌狆犾犻狀犵犱犲狏犻犮犲；犞犆犇

用电感耦合给ＶＩＣＣ提供功率并控制与ＶＩＣＣ数据交换的读／写设备。

１

犌犅／犜２２３５１．１—２００８／犐犛犗／犐犈犆１５６９３１：２０００




